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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 12G: Réseaux de distribution par
cables, du comité d'études 12 de la CEl: Radiocommunications.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Dis Rapport de vote
12G(BC)59 12G/152/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute ation|sur le Vote

ayant abouti a I'approbation de cet amendement.
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15.7 Mesures utilisant la méthode de «rayo

15.7.4 Mesure de rayonnement par, P
15.7.4.1

Pour la mesure [des i 8 i nce
absorbant s de
rayonnem ent

étre utilisées 3

par
15.7.4:2" Appareillage de mesure nécessaire

L'es’'montages d’'essai des figures 44 et 45 sont applicables lorsque le composant en e ssai
est un amplificateur a large bande ou un composant passif a large bande. L'apparei| de

mesure des figures 29 et 32 doit étre remplacé par un analyseur de spectre a deux
canaux ayant un générateur incorpo :

La mesure doit étre faite en valeur de créte et la valeur maximale mesurée mémorisée par
'analyseur de spectre dans le mode mémorisation du maximum. La gamme de fréquence
couverte par le composant en essai doit étre balayée & une vitesse rapide, adaptée aux
caractéristiques de P'appareillage utilisé. Le générateur asservi (4) doit étre relié a I'entrée
d’'uri amplificateur & large bande (10) remplacant le générateur des figures 29 et 32. Le
gain de cet amplificateur doit pouvoir étre réglé par un dispositif automatique (13).
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FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 12G: Cabled distribution systems,
of IEC technical committee 12: Radiocommunications.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS Report on voting
12G{CO)59 T2G/152/RVD
Eull information on the voting for the approval of this amendment ca ound. in” the

report on voting indicated in the above table.
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15.7 Measurements in the frequency range 300 Kz u
the "radiation" method
Add a new subclause 15.7.4 on page 8%, as\(oNg
15.7.4 Radiation measurement using ping procedure
15.7.4.1 Introduction

For broad-band meas : r-from active and passive components, the
absorbing clam S cable, as described in 15.6) from 30 MHz
o1 GHz and t 4 ; measurement cable, as described in 15.7.2)
rom 300 MHz to 1 2 withyan automatic sweeping procedure.

ethod may be influenced by ambient fields, in which case it shouid be
, if necessary.

15.7.4.2 _Equipmentrequired

The test'set-ups given in figure 44 and 45 are applicable for testing a broad-band amplifier
or 4. passive broad-band component. The measuring set of figures 29 and 32 shall be
replaced by a two-channel spectrum analyser (3) incorporating a tracking generator (4).

The peak value shall be measured and the maximum measured value stored by using the
spectrum analyser in max-hold mode. The frequency range covered by the component
under test shall be swept with a high speed, as convenient for the characteristics of the
used spectrum analyser. The tracking generator (4) shall be connected to the input of a
broad-band amplifier (10) replacing the generator of figures 29 and 32. The amplifier gain
shall be adjusted by an automatic device (13).
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Pour I'essai des convertisseurs de frequence a large bande, la méthode de mesure par
balayage est a I'étude.

15.7.4.3 Vérification du niveau & la sortie du composant essayé

Le balayage ayant lieu dans une gamme de fréquences étendue, il faut s’attendre a ce
que la tension a la sortie du composant en essai varie en fonction de la fréquence et
s’écarte de la valeur max:male recommandée pour I'essai (galn de I'amplificateur (10) et

tion soit en corrigeant les niveaux mesurés par I'analyseur de spectre (3), soit en utili
un dispositif (13) pour la régulation automatique du gain de I'ampilificateur (10).

Le montage d'essai est indiqué &ta fige . i cée

Ientement a vitesse constante : g i 1 par

p ‘ ‘ Ctre
me
ue

condmons pouria gamme compléte de frequences lessan doit étre réalisé en plusiqurs
étapes couvrant des bandes de fréquences partielles. On doit vérifier que les conditipns
indiquées en 15.7.1 sont également remplies pour chaque bande partielle.

15.7.4.6 Mesure du rayonnement

Les mesures doivent étre faites sur toutes les faces du composant, la lecture maximale
étant mémorisée par I'analyseur de spectre. La courbe de rayonnement en fonction de la
fréquence ainsi obtenue doit étre mise en mémoire sur I'un des canaux de I'analyseur de
spectre.
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An automatic sweeping procedure to test broad-band frequency converters is under
consideration.

15.7.4.3 Check of the output level of the component under test

Since the frequency is swept in a broad range, it is expected that the output voltage level
of the component under test is changing as a function of the frequency and differs from
the maximum value recommended for the test (the gain of the broad band amphfler (10)

aken into account either by correcting the readmg on the spectrum analyser (3), or usmg
y device (13) to control automatically the gain of the broad-band amplifier (10).

given in 15.7°4,
range, the test shall be performed in several steps, each step covering a sub-range. 1t
shall be verified that the conditions given in 15.7.1 are satisfied in each sub-range.

15.7.4.6 Radiation measurement

The measurements shall be repeated with the component under test rotated in all planes,
the maximum reading being stored by the spectrum analyser (max-hold mode). The
displayed radiation curve versus frequency shall be stored on one of the spectrum
analyser channels.
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15.7.4.7 Mesure de substitution

La mesure de substitution ne peut se faire que fréquence par fréquence en utilisant un
générateur étalonné et une antenne d'émission (dipble accordé) selon la méthode

indiquée en 15.7.2.2.

Le générateur asservi (4) est déclenché. L'analyseur de spectre est utitisé normalement
(c’est-a-dire avec le mode mémorisation du maximum déclenché) sur son 2° canal. Les
lectures sur le 2% canal doivent étre comparées avec la courbe de rayonnement mémo-

risée surle 1% canal | a puissance rayonnée de substitution doit étre déterminée pour les
fréquences correspondant aux maxima de la courbe de rayonnement et a d'autres fré-
quences intermédiaires. La puissance rayonnée maximale doit étre notée.

NOTE - La fréquence correspondant & un maximum de puissance rayonnée 1al)_ne coincide |pas
forcément avec un maximum de la courbe de rayonnement enregistrée (1° R

¥
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15.7.4.7 Substitution measurement

The measurement with the substitution method can be performed only frequency by
frequency by using a standard generator and a radiating antenna (tuned dipole) in
accordance with the method given in 15.7.2.2.

The tracking generator (4) is triggered. The spectrum analyser is used in the normal way
(i.e. with max-hold mode switching off) on the 2nd channel. The readings on the 2nd
channel shall be compared with the radiation curve stored on the 1st channel. The sub-

I~ . . . ) ; wima of
e radiation curve and other frequencies in between, and the maximum radiated power
shall be noted.

NOTE - The frequency corresponding to a maximum of the radiated power (2ng el) does' not
necessarily coincide with a maximum of the stored radiation curve (1st channel).

@%
S
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NOTES NOTES

1 Le montage d'essai de cette figure est applicable 1
lorsque le composant en essai est un amplificateur & bro
large bande ou un composant passif & large bande.

re i3/applicable for festing
r broad-band Jassive

2 Pour les légendes, voir ci-contre.’

Figure 44 — Mesure avec | thode\de ¥a pjnc
en utilisant un procéde

Measurement withthe absgrbing cl

using a frequency %ep
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NOTES NOTES

1 Le montage d'essai de cette figure est applicable 1 The set-up of this figure is applicable for testing
lorsque le composant en essai est un amplificateur a broad-band amplifiers or broad-band passive
large bande ou un composant passif & farge bande. components.

2 Pour les légendes, voir ci-contre. 2 For legends, see opposite.

Figure 45 — Mesure avec la méthode de rayonnement (300 MHz a1 GHz)
en utilisant un procédé de batayage en fréquence

Measurement with the radiation method (300 MHz to 1 GHz)
using a frequency sweeping procedure
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